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摘要(译)

用于测量液晶响应时间的方法和装置包括控制液晶显示面板的温度，产
生具有根据液晶显示面板的响应特性和目标电压而改变的可变电压电平
的液晶驱动信号。将液晶驱动信号提供给液晶显示面板，检测对应于液
晶驱动信号的响应特性，并调节可变电压电平直到响应特性达到所需电
平，并将调制数据设置为基本等于当响应特性达到期望水平时，可变电
压电平，基于温度的调制数据通过改变液晶显示板的温度来确定。此
外，使用上述方法驱动LCD装置的方法和设备。
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